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Vorbemerkung
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter Be-
achtung der Vorgaben und Empfehlungen der Richt-
linie VDI 1000.

Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollständig,
sind vorbehalten.

Die Nutzung dieser VDI-Richtlinie ist unter Wahrung
des Urheberrechts und unter Beachtung der Lizenz-
bedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in den
VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich.

Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser
VDI-Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt.

Einleitung
Die Richtlinienreihe VDI/VDE 2602 besteht aus fol-
genden Teilen:

Blatt 1 Oberflächenprüfung; Kenngrößen und An-
wendung (in Vorbereitung)

Blatt 2 Oberflächenprüfung; Rauheitsmessung mit
Tastschnittgeräten; Tastschnittverfahren;
Aufbau, Messbedingungen, Durchführung

Blatt 3 Oberflächenprüfung; Angabe der Oberflä-
chenbeschaffenheit in der technischen Pro-
duktdokumentation

Blatt 4 Oberflächenprüfung; Rauheitsmessung mit
Tastschnittgeräten; Kalibrierung, Messun-
sicherheit

Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/2602.

1 Anwendungsbereich
In dieser Richtlinie wird das Tastschnittverfahren 
hinsichtlich gerätetechnischer Anforderungen und 
Eigenschaften beschrieben. Dabei wird auf verschie-
dene Bauarten und Anwendungsgrenzen eingegan-
gen. Die Formmessung ist nicht Bestandteil dieser 
Richtlinie. 
Preliminary note
The content of this standard has been developed in
strict accordance with the requirements and recom-
mendations of the standard VDI 1000.

All rights are reserved, including those of reprinting,
reproduction (photocopying, micro copying), storage
in data processing systems and translation, either of
the full text or of extracts.

The use of this standard without infringement of copy-
right is permitted subject to the licensing conditions
specified in the VDI notices (www.vdi.de/richtlinien).

We wish to express our gratitude to all honorary con-
tributors to this standard.

Introduction
The series of standards VDI/VDE 2602 is composed
of the following parts:

Part 1 Surface measurement; Parameters and their
application (in preparation)

Part 2 Surface measurement; Roughness measure-
ment using contact (stylus) instruments; Pro-
file method; Set-up, measurement condi-
tions, procedure

Part 3 Surface measurement; Specification of sur-
face conditions in technical product docu-
mentation

Part 4 Surface measurement; Roughness measure-
ment using contact (stylus) instruments; Ca-
libration, uncertainty of measurement

A catalogue of all available parts of this series of 
standards can be accessed on the Internet at 
www.vdi.de/2602.

1 Scope
In this standard the profile method is described with 
regard to instrumental requirements and properties. 
The different types and limits of application are dealt 
with. Form measurement is not covered by this stand-
ard. 
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